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Q：怎样进行谱图的基线扣除？ 

A：基线扣除，就是一个谱图差减的运算。根据数据类型的不同，可分为 3D 数据的谱图差
减与 2D数据的谱图差减，具体操作也有所不同。 

1) 3D数据谱图差减： 
a． 修改样品标签 
在通道中，选择空白进样的通道，单击鼠标右键，选择“改变样品”，出现修改样品对话框。

在“标签”栏中输入任意字符或则数字，作为标签。 

 
b． 建立处理方法组 
如果已经建立了适当的方法组，则需要打开方法组，如下图所示： 

 

在“3D背景扣除”文本框中填写前一步所输入的“标签”，注意前后一定要一致，并且该标
签应是单一无二的。 
然后保存方法组。关闭窗口。 
c． 处理数据 
返回通道选项卡，选中需要进行背景扣除的通道，单击鼠标右键，出现快捷菜单，单击“处
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理”，然后选择“使用指定的方法组”，并在下拉菜单中选择步骤 b中保存的方法组后，单击
OK。 
d． 查看数据 

在“结果”选项卡中，单击更新键 ，随后即可在列表中看到处理完毕的数据，并

且在“通道说明”中诸如下图的具体说明。 

 
此时如欲详细查看数据，则需另选“查看”或“打印/出版”进行下一步操作。 
 

2) 2D数据谱图差减： 
a． 修改样品标签 
在通道中，选择空白进样的通道，单击鼠标右键，选择“改变样品”，出现修改样品对话框。

在“标签”栏中输入任意字符或则数字，作为标签。 

 
b． 建立处理方法组 
如果已经建立了适当的方法组，则需要打开方法组，如下图所示： 
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i. 首先选择采集数据时的仪器方法，因为不同的仪器方法会影响衍生的数据通道

的类型。 
ii. 然后选中画面左侧的衍生通道，单击右键，出现快捷菜单，选择“新建-衍生

通道”，出现“编辑衍生通道”对话框。 

 

iii. 在“第一通道”中保持“常数”为 1不变，在“通道”下拉菜单中选择相应的
通道，然后进入“第二通道选项卡”。 

 

iv. 在“第二通道”中，“操作”一栏中请选择“－”，常数为 1不变，在“通道”
中选择与“第一通道”中一致的通道。选择从进样标记，并在后面的对话框中

写上在前面输入的标签。单击确定，出现下面的对话框。输入名字后，单击确
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定，关闭“编辑衍生通道”对话框。 
 

 

v.  在处理方法中选择适当的处理方法后，单击“文件”－“另存为”－“方法
组”。 

 
vi. 输入名字后，单击保存即可。 

 
c． 处理数据 
返回“进样”选项卡，选中需要进行背景扣除的通道，单击鼠标右键，出现快捷菜单，单击

“处理”，然后选择“使用指定的方法组”，并在下拉菜单中选择步骤 b中保存的方法组后，
单击 OK。 
d． 查看数据 

在“结果”选项卡中，单击更新键 ，随后即可在列表中看到处理完毕的数据，并
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且在“通道说明”中诸如下图的具体说明。 

 

 
 
 
 


